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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
COMITE INTERNATIONAL SPECIAL DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES

SPECIFICATIONS DES METHODES ET DES APPAREILS
DE MESURE DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES ET
DE L'IMMUNITE AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -

Partie 1-5: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques
et de I'immunité aux perturbations radioélectriques —

Emplacements d'essai pour I'étalonnage

des antennes de 30 MHz a 1 000 MHz

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une orgghi i normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux ( \ i

arquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
s conformes a une de ses Publications.

e imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

t préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
€ que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coldts (y compris les frais
de justice) et Tes dépeRses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de la CEIl, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CISPR 16-1-5 a été établie par le sous-comité A du CISPR : Mesures
des perturbations radioélectriques et méthodes statistiques.

Cette premiére édition de la CISPR 16-1-5, ainsi que les CISPR 16-1-1, CISPR 16-1-2,
CISPR 16-1-3 et CISPR 16-1-4, annule et remplace la CISPR 16-1, publiée en 1999,
Ilamendement 1 (2002) et Plamendement 2 (2003). Elle contient les articles en rapport avec la
CISPR 16-1 sans modifications de leur contenu technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

SPECIFICATION FOR RADIO DISTURBANCE AND IMMUNITY
MEASURING APPARATUS AND METHODS -

Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus —
Antenna calibration test sites for 30 MHz to 1 000 MHz

FOREWORD
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization £0 comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The( obje promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the el a 3
this end and in addition to other activities, IEC publishes International , i pecifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Gui oLl d to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committeg$s ittee interested

in the subject dealt with may participate in this preparatory
governmental organizations liaising with the IEC also participate—i

NEC  collaborates closely
conditions determined by
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical
consensus of opinion on the relevant subjec

3) IEC Publications have the form of recommendations

Publications is accurate, IEC cannot be
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote interngti

between any IEC Publicati
the latter.

5) IEC provides ng/marking
equipment declared to {
6) All users should ens 2

7) No liability shall af
members of its te al C¢ EC National Committees for any personal injury, property damage or
other dama ature tsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses aKsing 0 3 2ation, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

Publications.
8) Attentiond ative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensabile forthe application of this publication.

9) Attention is drawn_to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shal not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard CISPR 16-1-5 has been prepared by CISPR subcommittee A: Radio
interference measurements and statistical methods.

This first edition of CISPR 16-1-5, together with CISPR 16-1-1, CISPR 16-1-2, CISPR 16-1-3
and CISPR 16-1-4, cancels and replaces the second edition of CISPR 16-1, published in
1999, amendment 1 (2002) and amendment 2 (2003). It contains the relevant clauses of
CISPR 16-1 without technical changes.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A
cette date, la publication sera

e reconduite;
e supprimée;
e remplacée par une édition révisée, ou

e amendée.

@%
S
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2005. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

e withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
* amended.

@%
S
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INTRODUCTION
Les publications CISPR 16-1, CISPR 16-2, CISPR 16-3 et CISPR 16-4 ont été réorganisées

en 14 parties, dans le but de pouvoir gérer plus facilement leur évolution et maintenance. Les
nouvelles parties portent de nouveaux numéros. Voir la liste donnée ci-dessous.

Anciennes publications CISPR 16 Nouvelles publications CISPR 16

CISPR 16-1-1 Appareils de mesure

Appareils de mesure
des perturbations

radioélectriques % CISPR 16-1-3 Matériels auxiliaires — Puissance perturbatrice

et de l'immunité ?:
aux perturbations CISPR 16-1-4 Matériels auxiliaires — Pertur atlons onnées
é{v

CISPR 16-1-2 Matériels auxiliaires — Perturbations conduites

CISPR 16-1

radioélectriques
CISPR 16-1-5 Emplacements d'essai p \étal
antennes de 30 MHZ}A\ 0 MHQ\

CISPR 16-2-1 Mesures des p%bé\{)ns\iwtes

CISPR 16-2-2 | Mesure de la Qma\ce\ rtlkgatr\si >

CISPR 16-2-3 Mesurez/d%@%{rbé@s\rayo}\qées

CISPR 16-2-4 | Me Mme \\/
CISPR 16-3 /éapp s tewm&\du c@pR
Rapports et % CISPR 16-4- \nc/%fit)!{def\daNeS essais normalisés en CEM

CISPR 16-3 | recommandations CISPR 164> Incer(tudé\%e linstrmentation de mesure
du CISPR < ' :
Consﬁe\r:;czsj}tahshques dans la détermination
CISPR 16:4- la conformité CEM des produits fabriqués en

grand nombre

CISPR 16-4 | Incertitudes dans CISPR 16:4-4 giiti‘s(@ues des plaintes pour le calcul
les mesures CE}M’\ \%es mites

Méthodes de mesure
CISPR 16-2 | des perturbations et <
de l'immunité

Des informations 5Cifiy la relation entre I' "ancienne" CISPR 16-1 et la
"nouvelle"” CISP 5 sol S le tableau qui suit cette introduction (TABLEAU
RECAPITULATIF ;

Les spécifications _de de mesure sont données dans les cing nouvelles parties de
la CISPR 16 éthodes de mesure des perturbations radioélectriques sont
désormais couverte atre nouvelles parties de la CISPR 16-2. Différents rapports
avec deg le contexte du CISPR et sur les perturbations radioélectriques en

aux incertitudes, auxstatistiques et a la modélisation des limites.

La CISPR 16-1 est constituée des cinq parties suivantes, sous le titre général Spécifications
des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité
— Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations
radioélectriques:

e Partie 1-1: Appareils de mesure,

e Partie 1-2: Matériels auxiliaires — Perturbations conduites,

e Partie 1-3: Matériels auxiliaires — Puissance perturbatrice,

e Partie 1-4: Matériels auxiliaires — Perturbations rayonnées,

e Partie 1-5: Emplacements d'essai pour I'étalonnage des antennes de 30 MHz a 1 000 MHz.
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INTRODUCTION

CISPR 16-1, CISPR 16-2, CISPR 16-3 and CISPR 16-4 have been reorganised into 14 parts,
to accommodate growth and easier maintenance. The new parts have also been renumbered.
See the list given below.

Old CISPR 16 publications New CISPR 16 publications

CISPR 16-1-1 Measuring apparatus

Radio disturbance CISPR 16-1-2 Ancillary equipment — Conducted disturbances

and immunity . . .
CISPR 16-1 | measuring % CISPR 16-1-3 | Ancillary equipment — Disturbance power
apparatus CISPR 16-1-4 Ancillary equipment — a)i\ ted dIS bances
Antenna calibration testsites for MH=zto
CISPR16-1-5 | 1000 MHz {\ Q(\\Z\
CISPR 16-2-1 Conducted dis a&sﬁ r&és\e ents
Methods of /GFK

CISPR 16-2-2 Measurement\Qf d|3t\b@cé\pow
CISPR 16-2-3 Radiate@di&u@\nc&m@sure\qems

CISPR 16-2-4 Wre en

CISPR 16-3 (C|3?R7tecm@| orts)

CISPR 16- \QQB% ainfies instandardised EMC tests
Reports and 4(ﬁ’\ / ik \
CISPR 16-3 | recommendations CI\S\QR *{4\\2 eMeaz{urel‘x@)t iMmentation uncertainty

of CISPR <
tatisWderations in the
R 18<4- deétermination of EMC compliance of mass-
) \pro ced products

CISPR 16-4 | Uncertainty in E ISPR 16M-4 Wcs of complaints and a model for the
measurementsg»\\(\ %Iculation of limits
¥ AN

CISPR 16-2 | measurement of <
disturbances and
immunity

NNIVZINIIF7/DN

More specific infofmatie 3 i
CISPR 16-1-5 is introduction (TABLE RECAPITULATING CROSS
REFERENCES).

Measurement jnstkum tations are given in five new parts of CISPR 16-1, while
the methods¢of are covered now in four new parts of CISPR 16- 2 Various

and limit medelling.

CISPR 16-1 consistg” of the following parts, under the general title Specification for radio
disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Radio disturbance and
immunity measuring apparatus:

e Part 1-1: Measuring apparatus,

e Part 1-2: Ancillary equipment — Conducted disturbances,

e Part 1-3: Ancillary equipment — Disturbance power,

e Part 1-4: Ancillary equipment — Radiated disturbances,

e Part 1-5: Antenna calibration test sites for 30 MHz to 1 000 MHz.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES REFERENCES CROISEES

Deuxieme édition de la CISPR 16-1 Premiére édition de la CISPR 16-1-5
Articles, paragraphes Articles, paragraphes
1 1

2 2

3 3

513 4

Annexes

R

S

T

U

\Y

w

Figures

55, 56, 57, 58, 59
S$.1,8.2,8.3,S4
T1,T.2, T.3

Tables
19, 20
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TABLE RECAPITULATING CROSS REFERENCES

Second edition of CISPR 16-1 First edition of CISPR 16-1-5
Clauses, subclauses Clauses, subclauses
1 1

2 2

3 3

5.13 4

Annexes

R

S

T

U

Vv

w

Figures

55, 56, 57, 58, 59
S$.1,8.2,8.3,S4
T1,T.2, T.3

Tables
19, 20
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SPECIFICATIONS DES METHODES ET DES APPAREILS
DE MESURE DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES ET
DE L'IMMUNITE AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -

Partie 1-5: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques
et de I'immunité aux perturbations radioélectriques —
Emplacements d'essai pour I'étalonnage
des antennes de 30 MHz a 1 000 MHz

1 Domaine d'application

Les spécifications de l'instrumentation de mesure
CISPR 16-1-4. Des informations supplémentai

document. Pour les refer 2 2dition citée sappllque Pour les références
non datées, la derniére i >férence s'applique (y compris les éventuels

amendements).

CISPR 14-1:200@ ak & 6 yagnétique — Exigences pour les appareils électro-
domestiques, outillay ol appareils analogues — Partie 1 : Emission

CISPR : K y des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radiege 1 de l'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1-1:

Appareils ~de\mesur z rfurbations radioélectriques et de I'immunité — Appareils de
mesure

CISPR 4:2003,\ Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélecCtriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1-4:
Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité — Matériels
auxiliaires — Perturbations rayonnées

CISPR 16-4-1:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 4-1:
Incertitudes, statistiques et modélisation des limites — Incertitudes dans les essais normalisés
en CEM

CISPR 16-4-2:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de limmunité aux perturbations radioélectriques — Partie 4-2: Incertitudes,
statistiques et modélisation des limites — Incertitudes de l'instrumentation de mesure

CEI 60050(161):1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique

Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux en métrologie, Organisation
Internationale de Normalisation, Genéve, seconde édition, 1993
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